Spektroskopia w zakresie Sredniej podczerwieni w rezimie Kriogenicznym
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Przedstawiamy uktad do spektroskopii strat we wnece, ktdry postuzy do zbadania przejs¢ w pasmie 2-0 w tlenie
molekularnym oraz 1-0 w HCI. Uktad cechuje si¢ tym, iz moze w catosci pracowac w glebokim rezimie kriogenicznym
(do 4 K) — chtodzona jest nie tylko prébka badanego gazu, lecz takze cata wneka wraz z lustrami i piezoelektrycznym
elementem regulujacym jej dlugos¢ [1], zapewniajac tym samym réwnowage termodynamiczng. Dodatkowo budowa
uktadu zapewnia izolacje od wibracji zewnetrznych oraz wywotanych praca kriochtodziarki (ang. cryocooler). Opisany
powyzej uktad zostal wykorzystany do zbadania przejscia 1-0 S(0) w wodorze molekularnym w temperaturach 4-20
K, zapewniajac doktadno$é pomiaru energii przejscia rzedu 10~%cm™" [2].

W celu osiggniecia Sredniej podczerwieni, w ktérej to znajdujg si¢ interesujace nas przejscia, zastosowano optyczny
parametryczny oscylator (OPO) ktéry umozliwia osiaggni¢cie dtugosci fali 3.2-3.4 ym przy mocy wigzki do 2 W. Z
uwagi na che¢ badania bardzo reaktywnych substancji, aby zapobiec degradacji uktadu, wneka optyczna zostata
wykonana z aluminium, ktére w kontakcie z O, ulega pasywacji, a powstala pasywna warstwa zabezpiecza przed
HCI. W pierwszej kolejnosci chcemy zbadaé przejscia w paSmie 2-0 w O, w temperaturze pokojowej, by nastepnie
powtorzy¢ to w temperaturze 90 K, podobnie pasma 1-0 w HCI w temperaturze 188 K.
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Rysunek 1: W lewym gérnym rogu — przekrdj uktadu; po prawej — wneka z piezoelektrycznym elementem regulujagcym
dlugos¢; ponizej (lewo) — wykres natezeni linii w O; [3] w temperaturze pokojowej i 90 K; po prawej — wykresy dla
HCI [4] i O, w temperaturze pokojowe;].
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